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PRZEDMOWA

Niniejsza norma uwzglgdnia postanowienia normy mi¢dzynarodowej RWPG CT C32B 1622-79 ,Elementy péiprzewodnikowe 1 ukiady
scalone. Ogdlne wymagania dla pomiaru parametrow, elektrycznych” w cze$ci dotyczacej uktadow scalonych analogowych. W tym zakresie
norma BN-83/3375-26/00 jest rOwnowazna normie mi¢dzynarodowej RWPG CT C3B 1622-79. Norma BN-83/3375-26 zredagowana jest
w formie arkuszowej. Poszczegbine arkusze normy maja sSci$le okre$lony (w tytule) zakres tematyczny i stanowig igcznie normg¢ grupowa
ustalajgca kompleksowo metody pomiaru parametrow uktadéw scalonych analogowych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 meto-
dy pomiaru parametrow elektrycznych uktadéw scalo-
nych analogowych.

1.2. Zakres tematyczny normy. Kolejno numerowane
arkusze normy zawierajg szczegblowe postanowienia
dotyczace okre$lonych metod pomiaru parametrow elek-

trycznych ukladow scalonych analogowych.
1.3. OkreSlenia

1.3.1. maly sygnal — sygnat o takiej wartosci ampli-

tudy, ze dalsze jej zmniejszanie ma pomijalny wptyw na
wynik pomiaru. :
1.3.2. obwdd zwarty — obwdd o tak matej impedan-

cji, ze jej dalsze zmniejszanie ma pomijalny wptyw na -

wynik pomiaru.

1.3.3. obwdd rozwarty — obwdd o tak duzej impe-
dancji, ze jej dalsze zwigkszanie ma pomijalny wplyw
na wynik pomiaru.

1.3.4. zrédio napigciowe — Zrodio o tak matej impe-
dancji wewngtrznej, iz dalsze jej zmniejszanie ma po-
mijalny wplyw na wynik pomiaru.

1.3.5. irbédto pragdowe — Zrodlo o tak duzej impe-
dancji, ze dalsze jej zwigkszanie ma pomijalny wplyw
na warto$¢ pradu w obcigzeniu.

1.3.6. miejsce pomiaru — miejsce na wyprowadze-
niach ukladu scalonego, dla ktdérego przeprowadza si¢
pomiar, okreS§lone np. poprzez podanie odlegtosci
miejsca pomiaru od konca wyprowadzenia.

1.3.7. elementy pomocnicze — zewngtrzne elementy
RLC podiaczone do wyprowadzen uktadu scalonego

umozliwiajgcego wlasciwa pracg badanego ukladu sca-
lonego.

1.3.8. biad podstawowy pomiaru — blad metody po-
miarowej bez uwzglgdnienia blgdow wynikajagcych z wa-
runk6w pomiaru, np. dopuszczalnych zmian tempera-
tury otoczenia lub zmian punktu pracy.

1.3.9. Pozostale okres§lenia — wg PN-79/T-01600/02.

2. POSTANOWIENIA OGOLNE

2.1. Wartosci dopuszczalne. Podczas pomiaréw nie
powinna by¢ przekroczona zadna z wartoSci dopusz-
czalnych parametréw granicznych mierzonego uktadu
scalonego chyba, ze wynika to z okreslonej metody
pomiaru. :

Wymaganie to dotyczy rOwniez stanOw nieustalonych
powstatych przy zataczaniu i wylaczaniu ukiadu scalo-
nego, a takze przy podlaczaniu zZrodetl zasilajacych do
uktadu.

2.2. Warunki temperatury. Jezeli w normie przedmio-
towej lub w normie na metod¢ pomiarowa nie podano
inaczej, temperatura otoczenia w czasie wykonywania
pomiaru powinna by¢ rowna 25 +2°C.

W przypadku gdy znana jest zalezno$¢ temperaturo-
wa badanego parametru, pomiary moga by¢ wykony-
wane w temperaturze roznej od 25°C.

Nalezy zapewni¢ wymagane przez metod¢ pomiaru
warunki chtodzenia badanego ukladu scalonego.

2.3. Zabezpieczenie przed wplywami zewnetrznymi.
Mierzony uklad nalezy zabezpieczy¢ przed wplywami
zewng¢trznymi, np. pol elektrycznych i magnetycznych,
$wiatla i wibracji w takim stopniu, aby nie wpltywaly
one na wynik pomiaru.

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Pétprzewodnikow
Ustanowiona przez Dyrektora Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA
dnia 29 grudnia 1983 r. jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1985 poz. 20)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1985.

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,60 Nakt, 2200 + 55 Zam. 2802/85

Cena zt. 12,00



2 BN-83/3375-26/00

2.4. Ustalone warunki pomiaru. Pomiary powinny by¢
wykonywane w warunkach ustalonych wskazan mierzo-
nego parametru. Jezeli warunki pomiaru sg przyczyng
zmian mierzonego parametru w czasie, pomiar nalezy
wykonywa¢ metoda impulsowa lub powinien by¢ po-
dany jednoznaczny sposOb okreSlenia wartosci para-
metru, np czas liczony od momentu podtgczenia zasila-
nia do zakonczenia pomiaru.

2.5. Zabezpieczenia i uklady sygnalizujace. Dopusz-
cza si¢ stosowanie elementdw lub ukladéw zabezpiecza-
jacych w celu ochrony mierzonego analogowego ukta-
du scalonego lub uktadu pomiarowego, a takze wyma-
gane] dokladnosci pomiaru mierzonego parametru.

2.6. Zabezpieczenia przed szkodliwymi oscylacjami.
Nalezy zapobiec szkodliwym oscylacjom lub znieksztat-
ceniom sygnaldw pomiarowych wptywajacych na wynik
pomiaru.

2.7. Reaktancje rozproszone. Przy pomiarze parame-
trow wielkiej czgstotliwosci nalezy zmniejszy¢ do mi-
nimum wplyw reaktancji rozproszonych, reaktancji do-
prowadzen oraz niepozadanych sprz¢zen elektromagne-
tycznych poprzez montaz i ekranowanie.

2.8. Dopuszczalne bledy pomiaréw. Uktad pomiarowy
powinien by¢ tak wykonany, aby podstawowy btad po-
miaru nie przekraczat wartosci:

10% — przy pomiarze parametrOw statycznych,

20% — przy pomiarze parametrOw dynamicznych,
jezeli w poszczegbdlnych arkuszach lub normach przed-
miotowych nie postanowiono inaczej.

2.9. Warunki pomiaru. W normach przedmiotowych
nalezy podac:

a) schematy:

— szczegdlowy ukladu pomiarowego,

— montazowy ukiadu pomiarowego, w przypadku,
gdy wynik pomiaru zalezy od sposobu wykonania mon-
tazu,

— blokowy badanego ukiadu scalonego dla bardziej
skomplikowanych ukladow,

b) wartosci:

— temperatury otoczenia lub odniesienia,

— napig¢ (pradow) zasilajacych,

— parametrow sygnaldw pomiarowych,

— parametrow obcigzenia.

3, WYMAGANIA DOTYCZACE
PRZYRZADOW POMIAROWYCH

3.1. Zgodnos¢ wymagan dotyczacych przyrzadéw
z normami na metody pomiarowe. Przyrzady oraz zesta-
wy pomiarowe przeznaczone do pomiaréw rozjemczych
powinny umozliwia¢ pomiar okreslonego parametru
zgodnie z odpowiednig norma na metod¢ pomiaru.

W aparaturze przeznaczonej do innych pomiaréw,
t) np. produkcyjnych lub laboratoryjnych, dopuszcza
si¢ stosowanie alternatywnych metod pomiarowych pod
warunkiem, Ze zostanie utrzymana wymagana doklad-
no$¢ pomiaru lub odpowiednio uwzgledniony wzrost
bl¢du pomiaru.

3.2. Wymagania dotyczace zasilaczy. Zrédto napigcia
(pradu) zasilajace badany ukiad scalony powinno by¢
tak wykonane, aby:

a) niestalo$¢ parametrow zasilania przy wymianie
badanych ukiadéw nie powodowala ich uszkodzen,

b) w urzadzeniach do badania trwato$ci wymagane
parametry zasilania zapewnione byly przy zmianie licz-
by badanych ukladow,

¢) wspdlczynnik tetnien napigcia lub pradu stalego
nie przekraczal wartosci 1%, jezeli w poszczegllnych
arkuszach normy lub normach przedmiotowych nie
postanowiono inaczej.

Przy ustaleniu poszczegdlnych parametréw zasilania
ukladu scalonego dopuszcza si¢ rozbieznosci nie wig-
ksze niz 10% pod warunkiem, Ze nie zostanie prze-
kroczony podstawowy btad pomiaru mierzonego para-
metru.

3.3. Wymagania dotyczace gniazd i kontaktow pomia-
rowych. Gniazda lub zaciski pomiarowe przeznaczone
do podlgczenia mierzonego ukfadu scalonego powinny
byé¢ tak wykonane, aby jego podiaczenie nie wymaga- -
lo wyginania wyprowadzen.

Gniazda stosowane przy pomiarach parametrow
wielkiej czgstotliwo$ci powinny zapewnia¢ kontakt na
wyprowadzeniach w miejscu okreslonym w normach
przedmiotowych lub innych szczeg6towych warunkach
pomiaru.

3.4. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa obstugi.
Przyrzad lub zestaw pomiarowy powinien by¢ tak wy-
konany, aby nie narazal obslugujacego na porazenie
pradem elektrycznym.

Wykonywanie pomiar6w przy napigciach powyzej
42 V wymaga zachowania niezbg¢dne] ostroznosci,
a przede wszystkim przestrzegania prawidlowej kolej-
nosci czynno$ci pomiarowych.

Szkodliwe promieniowanie pola wielkiej czgstotliwo- .
sci w dowolnym miejscu przy przyrzadzie nie moze
przekraczaé¢ wartosci 2 W/m? w zakresie czgstotliwosci
od 10 MHz do 100 GHz.

3.5. Wymagania uzupelniajace dotyczace przyrzadéw
i urzadzen przeznaczonych do pomiaréw produkcyjnych
(masowych). Przyrzady 1 wurzadzenia pomiarowe fa-
bryczne, przeznaczone do pomiar6w parametrow elek-
trycznych analogowych uktadéw scalonych powinny
spetnia¢ wymagania wg PN-71/T-06500/01 = PN-77/
T-06500/10.

Zrodta zasilania mierzonego ukladu scalonego po-
winny by¢ tak wykonane, aby niestatlo§¢ poszczegdl-
nych wielko$ci parametrow zasilania nie przekraczala
wartosci:

5% — przy wymianiec badanych elementow,
1% — przy zmianie napigcia sieci it temperatury
otoczenia.

Niestato§¢ pomiarowych zrodel napigciowych 1 pra-
dowych pradu przemiennego a takze impulsowego, wy-
wolana zmianami napigcia siecl 1 temperatury otocze-
nia. nie powinna przekracza¢ 2% 1 by¢ zapewniona
za pomocy stabilizacji lub mozliwosci korekcji.

Mierniki wskazowkowe oraz skalowane elementy re-
gulacyjne stosowane w przyrzadach pomiarowych po-
winny spetnia¢ nast¢pujgce warunki:
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a) klasa miernikOw przeznaczonych do odczytu war-

toSci mierzonego parametru powinna by¢ nie gorsza
od 1,5%,

b) mierniki narazone na regularne przecigzenia, np.
w trakcie pomiaréw lub przetaczen, powinny mieé od-
powiednie zabezpieczenie,

c) regulacja zakresdw pomiarowych miernikéw po-
winna by¢ sprzgzona z regulacja zakresdw wielkosci
mierzonej przez ten miernik,

d) jednej dzialce podziatki skali miernika wskazow-
kowego (lub podziatki elementu regulacyjnego) powin-
na odpowiada¢ warto$¢ wielkosci mierzonej dobrana
Z clagu:

a - 107 (1)
w ktorym:
a — jedna z liczb: £1, 2 1 *5,
n — dowolna liczba calkowita (0, 1, 2, £3 itd.).

e) zastosowany mnoznik zakres6w pomiarowych m
powinien spelnia¢ warunek: |

m = 10" ‘ (2)

w ktéorym n = 1, X2, £3 itd.
f) stosunek sgsiednich zakreséw pomiarowych (wig-
kszego od mniejszego) nie powinien by¢ wigkszy niz 3:1.
Gniazda pomiarowe przeznaczone do podiaczenia
mierzonych ukladow scalonych powinny zapewnia¢ nie-
zawodno$¢ polaczen elektrycznych bez mechanicznego

uszkodzenia wyprowadzen ukltadu, a takze spetniac¢ wy-
magania uzupelniajgce podane w arkuszach na metody
pomiaru okreslonych parametréw lub w normie na kon-
kretny typ wyrobu.

Przyrzady i urzadzenia pomiarowe przeznaczone do
pomiaréw ukladow scalonych o réznych typach wypro-
wadzenn nalezy wyposazy¢ w dodatkowe gniazda wy-
mienne.

Przyrzady i urzgdzenia pomiarowe powinny mieé do-
datkowe zaciski 1 gniazda, utatwiajace sprawdzenie
podstawowych parametrow elektrycznych.

Czas nagrzewania przyrzadu lub urzadzenia pomia-
rowego nie meze przekraczaé¢ 30 min, a minimalny czas
nieprzerwanej pracy nie moze byc krotszy niz 16 h.

Okres poprawnej pracy przyrzadu pomicdzy kolejny-
mi cechowaniami (kalibracjami) nie moze by¢ krotszy
niz 1 h.

Przyrzady i urzadzenia pomiarowe powinny spetniac
warunki 1 klasy ochronnosci, tj. migdzy innymi musza
by¢ wyposazone w styk ochronny, umozliwiajacy zero-
wanie obudowy, jesli sa zasilane ze Zrodla o napigeiu
wyzszym niz 42 V. _

Wszystkie elementy przyrzadu lub urzadzenia pomia-
rowego dostepne w czasie obstugi znajdujace si¢ pod
napigciem, ktoérego warto$¢ przekracza 42 V, powinny
by¢ zabezpieczone przed dotknigciem.

KONIEC

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca morm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-

trum Polprzewodnikéw, Warszawa ul. Komarowa 5.
2. Zgodno$¢ normy z normami mi¢dzynarodowymi

CT C3B 1622-79 IIpubopkl n0AyNPOBOAHUKOBBIE M MUKPOCXEMEI
MHTerpajibHbie, OBGHiMe TpeGOBAHMA K W3IMEPEHUAM 3JIEKTPHYCC-
KHX [1apaMeTpoB — norma rownowazna.
3. Normy zwigzane

PN-79/T-01600/02 Mikrouklady scalone. Analogowe uklady scalo-
ne. Nazwy 1 okre§lenia

PN-71/T-06500/01 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Program,
warunki i ocena badan

PN-77/T-06500/02 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Warunki,
pracy

PN-71/T-06500/03 Elektroniczne przyrzagdy pomiarowe. Ogdlne wy-
magania konstrukcyjne i badania

PN-71/T-06500/04 Elektironiczne przyrzady pomiarowe.
okreslania i badania parametrow oraz uchybow

PN-76/T-06500/05 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Wymagania
i1 badania bezpieczenstwa obstugi

PN-75/T-06500/06 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Wymagania
i badania klimatyczne

PN-75/T-06500/07 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Wymagania
1 badania mechaniczne

PN-76/T-06500/08 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport

PN-73/T-06500/09 Elektroniczne
1 oznaczenia

PN-77/T-06500/10 Elektroniczne przyrzady pomiarowe. Dokumen-
tacja towarzyszaca
4. Autor projektu normy — inz. Adam Wojtarowicz.
5. Wykaz dotychczas ustanowionych arkuszy normy

Zasady

przyrzady pomiarowe. Napisy

Nr arkusza Rok Tytul
ustanowienia

1 2 3

i 1983 Uklady scalone analogowe. Meto-
dy pomiaréw parametrdow clek-
trveznych, Postanowicnts ogalne

0l 1973 Pomiar wzmociienia napieciowe-
LIS

02 1975 Pomiar pradu zasilama /Jeo lub
pradu I, ptyngcego przez okreslo-
ne wyprowadzenie

03 1975 Pomiay wspolczynnika zawartoscl
harmonicznych A

04 1975 Pomiar mocy tracone] Py

05 1975 Pomiar wyjSciowego napig¢cia na-
sycenia U,y

06 1975 Pomiar rezystancji wejsciowe) Ry

07 1975 Pomiar rezystancji wyjciowe) R

08 1975 Pomtar napi¢eia sz7umow na wyj-
§Cill (.-f(Jn

09 1975 Pomiar mocy wvjsciowe] wzmac-
niaczy Po

10 1975 Pomiar pasma przenoszenia BW




Informacje dodatkowe do BN-83/3375-26/00

cd. tablicy cd. tablicy
Nr arkusza Rok Tytut Nr arkusza Rok Tytut
ustanowienia ' ustanowienia
1 2 3 | 2 3
11 1977 Pomiar pradu wyjécioWego I ) i8 1977 Wzmacniacze mocy m.cz. Pomiar
12 1977 Pomiar napigcia wejsciowego U, e X
; e S 19 1977 Pomiar wspotczynnika tlumienia
13 1977 Pomiar napigcia wyjSciowego Uo modulacji amplitudy AMR
- . Slal?lh.zatory Mo = gy e 20 1978 Pomiar separacji kanatéw §
napigcia stabilizacji Uz
i Ot ik 0 -
15 1977 Stabilizatory napigcia. Pomiar el L Por.ma.r Wspo c’:zynm B
" X wazenia kanatow k.,
temperaturowego wspoiczynnika
napigcia stabilizacji ayz 22 1983 Pomiar napigcia niezréyvnowai&-
16 1977 Pomiar pojemnosci wejéciowej Ci Bia weficlonegt U
17 1977 Pomiar pojemnosci wyjéciowej Co “ b PArbiar WAIThtel MguRyRryi-

we] napigcia wyjéciowego Uppp




